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Cel zajęć: 

Celem zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej umożliwiającej samodzielne 
projektowanie i użytkowanie systemów pomiarowych sterowanych komputerowo, zapoznanie 
z najczęściej stosowanymi w technice pomiarowej systemami interfejsów, układami akwizycji 
danych pomiarowych i technikami programowania eksperymentów pomiarowych. 
 

Program zajęć: 

 
Wykład:  

Systemy pomiarowe - podstawowe pojęcia i definicje, zastosowanie komputera klasy IBM/PC 
w systemach pomiarowych, systemy interfejsów stosowane w systemach pomiarowych, 
podstawowe bloki funkcjonalne współczesnych systemów pomiarowych, rozszerzające karty 
pomiarowe do komputerów klasy IBM/PC, przyrządy pomiarowe do pracy w komputerowych 
systemach pomiarowych IEC 625, przyrządy pomiarowe klasy Virtual Instruments, podstawy 
programowania systemów pomiarowych, techniki programowej obsługi sprzętu pomiarowego, 
wykorzystanie systemu przerwań PC w systemie pomiarowym, zintegrowane środowiska 
programistyczne do zastosowań pomiarowych. 
 
Laboratorium:  

Zastosowanie karty wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego do pomiarów 
parametrów amplitudowo-czasowych sygnałów napięciowych, wykorzystanie karty 
programowalnych układów licznikowych do pomiaru parametrów czasowo-
częstotliwościowych sygnałów impulsowych, programowanie sieci przetworników 
pomiarowych z magistralą RS485 w graficznym środowisku LabView, programowanie 
mikrokontrolera jednoukładowego do sterowania systemem pomiarowym.  
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